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	Zorunlu / Seçmeli
	
Seçmeli

	Ön şartlar
	
Yok

	Dersin
İçeriği
	Temel kristalografi, Kristal yapının belirlenmesi, Taramalı elektron mikroskobu (SEM), Numune hazırlama; zımparalama, parlatma, dağlama, Mikroyapıyı incelemek için kullanılan teknikler ve değişik türde mikroskopların kullanımı, Enerji saçılımlı X-ışınları spektrometresi (EDX), İyi görüntü ve güvenilir kimyasal analiz parametreleri, Geçirimli elektron mikroskopları (TEM), Karanlık alan, aydınlık Alan, Fresnel odakdışı ve Yüksek ayırma gücü ile elde edilen görüntü teknikleri, Elektronların difraksiyonu, Difraksiyon paternlerin çözümlenmesi, Kimyasal analiz teknikleri, Enerji saçılımlı X-ışınları spektrometresi.


	Dersin Amacı
	Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine  SEM, TEM ve EDX hakkında bilgi kazandırmak ve Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yardımcı olmaktır. 

	Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
	Bu dersin sonunda öğrenci Elektron Mikroskobisinde Analiz Yöntemleri ile ilgili temel kavramları öğrenmiş olacaktır. 
 
.

	Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
	-Malzeme Biliminde Geçirim Elektron Mikroskop Uygulamasına Giriş TÜBİTAK 1986
-Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer 
-D.D.Brandon, W.D.Kaplan, Microstructural Characterization of Materials,  1999
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	Temel kristalografi 
Kristal yapının belirlenmesi 
Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 
Numune hazırlama; zımparalama, parlatma, dağlama 
Mikroyapıyı incelemek için kullanılan teknikler ve değişik türde mikroskopların kullanımı Enerji saçılımlı X-ışınları spektrometresi (EDX)
İyi görüntü ve güvenilir kimyasal analiz parametreleri 
Geçirimli elektron mikroskopları (TEM)
Karanlık alan, aydınlık Alan, Fresnel odakdışı ve Yüksek ayırma gücü ile elde edilen görüntü teknikleri
Elektronların difraksiyonu
Difraksiyon paternlerin çözümlenmesi
Kimyasal analiz teknikleri 
Enerji saçılımlı X-ışınları spektrometresi.




